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1. 개요

900MHz대 수동형(passive) RFID 기술은 국제표준화

가 거의 완료되어 미국, 유럽 등에서 제품 상용화가 이루어

지고 있으며, 국내에서도 이러한 세계적인 추세에 발맞추어

제품개발이 활발히 진행되고 있다. 특히, 국내에서는 휴대

단말기에 RFID 기술을 도입하기 위해 모바일RFID 포럼을

통한 기술표준화가 이루어지고 있다. 아울러, 2006년 하반

기중 시범서비스 제공을 목표로 모바일 RFID 기술 및 제품

개발이활발히추진되고있다.

이번 RFID 상호운용성시험은 RFID 분야의 단체 상호

운용성시험으로는 국내에서 처음으로 열린 시험행사로

RFID 장비업체와 시험기 개발업체들을 대상으로 12월 19

일부터 22일까지 4일 동안 TTA에서 개최하 다. 참가한

RFID 제품은 ISO 18000-6 Type C 표준을 기반으로 개발

된 모바일 RFID 리더, 고정형 RFID 리더 및 RFID 적합성

시험기및에뮬레이터등이다.

본 고에서는 이번 행사에서 사용된 시험환경 및 시험범

위를소개하고그결과를설명하고자한다.

2. 시험환경

이번 ION 행사에는 삼성종합기술원, 스프레드텔레콤,

테스콤, 한국애질런트, 현대정보기술, CETECOM 등 6개

업체가참가하여RFID 제품에대한상호운용성을검증하

다.

본 시험행사에서는 참가업체 리더와 태그간의 상호운용

성시험과 함께 참가업체 장비 자체에 대한 기본 표준적합성

시험을병행하 다.
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표 1. 참가업체 및 제품

업체명 업체명

삼성종합기술원

스프레드테레콤

테스콤

한국애질런트

현대정보기술

CETECOM

모바일 RFID 리더

모바일 RFID 미들웨어(WiPi, HAL) 측정장비

RFID Emulator

RFID RF 적합성시험기

고정형 RFID 리더

RFID 적합성시험기
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먼저, RFID 상호운용성시험은 참가업체들의 리더와 태

그간에 RFID 통신이 정상적으로 이루어지는지를 확인하는

시험이다. 그림 1은 참가업체 장비간 상호운용성 시험 구성

도로서, 리더와 태그 사이의 통신기능(Read, Write, Lock,

Kill 등)이표준에적합하게동작하는가를확인하 다.

RF 표준적합성시험은 그림 2와 같이 애질런트와

CETECOM사의 시험기를 이용하여 DUT(Device Under

Test)인리더및태그의기본표준적합성을확인하 다.

3. 시험범위

단체 상호운용성시험 행사의 성격상 일부업체는 현재

개발진행 중인 장비로 참가하 으며, 시험은 업체별 장비의

기술수준에맞게진행하 다.

이번 행사에서는 모두 ISO 18000-6 Type C 표준을

기반으로한장비를시험대상으로하 다.
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Write, Lock, Kill

Read

Reader Tag

모바일 RFID

고정형 RFID

현대정보기술 리더 TI 태그

Impinj 태그

테스콤 태그
Emulator

삼성종합기술원 리더

Interoperability

테스콤 리더 Emullator

 

그 림 1. 리 더 ↔ 태 그 간 상 호 운 용 성 시험

Reader

Tag

RFID Conformance Tester 

DUT

RFID Air Interface
Conformance

RF

Protocol

ISO 18000-6 Type C 
(Gen 2)

Spectrum Analyzer

Oscilloscope

Signal Generator

RFID Signaling Unit

Spectrum Analyzer

Signal Generator

CETECOM

Agilent

그 림 2 .  R F I D  표 준 적 합 성 시험 구 성 도
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먼저 리더와 태그 간의 상호운용성을 확인하기 위해 태

그 데 이 터 Read/Write, 태그 데이터 Kill 요 구, 복 수 태 그 태

그ID 인 식, 태그 데이터 Read/Write 처 리 응 답, 태그 데이터

Kill 처 리 응 답, 복 수 태 그 태그ID 인 식 처 리 응 답 등을 시험

하 다.

다음으로 리더에 대한 기본 표준적합성을 확인하기 위

해 최대 공 중 선 전 력, Channelization, RF Envelope,

ASK 변 조 지 수, 리 더 타 이 밍, Spectrum Mask 등을 시험하

고, 태그의 기본 표준적합성을 확인하기 위해 태그 타 이

밍 , Backscattering Preamble, Duty Cycle 등을 시험하

다.

4 .  시 험 결 과

본 RFID 상호운용성 시험에 참가한 업체는 자사장비의

RF 및 타 이 밍 특성이 표준에 적합하게 구현되었는가를 확

인 할 수 있 었 으 며, 아울러 타사장비와의 연동시험을 통해

호환성을 검 증 할 수 있 었 다. 일부업체 장비는 타 이 밍(T1,

T2) 처리 등의 문 제 점 을 발 견 하 여 시험기간 중에 보 완 할 수

있는 기 회 를 가 졌 다. 또 한, 모바일 RFID 리더와 미 들 웨 어

(WIPI 등)가 탑 재 한 휴대단말기를 사용하여 콘 텐 츠 를 다운

로드 하는 모바일 RFID 서비스 데 모 는 참가사들로부터 많

은 관 심 을 받 았 다.

이번 RFID 상호운용성 시험을 통해 참가 업체들은

TTA에서 제공하는 RFID 시험환경과 구체적인 시 험 방 법 을

제 공 받 을수있 었 다.

5 .  결 론

국내에서 처음으로 개최된 RFID 상호운용성 시험을 통

해 RFID 제품의 표준적합성과 상호운용성을 미리 검증해

볼 수 있 었 다. 참가업체는 자체 개발과정에서 발 견 하 지 못

한 제품의 문 제 점 을 발 견 하 고 개선하 으며, 호환성 시험을

통해 자사제품의 품질을 향 상 시 킬 수 있 었 다. 앞 으 로 국내

RFID 산 업 과 시장이 활성화되 면 더 많 은 RFID 업체들이

참 가 할 것 으 로기대된다.

TTA에서는 900MHz대 모바일 RFID 및 고정형 RFID

제품을 대상으로 한 표준적합성시험, 상호운용성시험, 성능

시험 등을 포함한 시험인증 서비스를 준비중에 있으며,

2006년 상반기중에 국내업체를 대상으로 서비스를 제 공 할

예 정 이 다.

표 2 .  리 더 ↔ 태 그 간 상 호 운 용 성 시 험 내 용

구 분 시 험 내 용

리더

태 그

태 그 데 이 터 R e a d /  W r i t e

태 그 데 이 터 K i l l요 구

복 수 태 그 태 그ID 인 식

태 그 데 이 터 R e a d /  Wr i t e  처 리 응 답

태 그 데 이 터 K i l l  처 리 응 답

복 수 태 그 태 그ID 인 식 처 리 응 답

표 3 .  기 본 표 준 적 합 성 시 험 내 용

구 분 시 험 내 용

리더

태 그

최 대 공 중 선 전 력

C h a n n e l i z a t i o n

R F  E n v e l o p e

A S K  변 조 지 수

리더 타 이 밍

S p e c t r u m  M a s k

태 그 타 이 밍

B a c k s c a t t e r i n g  P r e a m b l e

D u t y  C y c l e



168

6 .  참 고 문 헌

[ 1 ]  MRFS-1-01, “ 모바일 RFID 리더 무 선 규 격 기술표

준” , 모바일RFID 포럼, 2005년 8월

[ 2 ]  MRFS-5-01, “ 모바일 RFID Air Interface RF 표

준적합성 시 험 규 격” , 모바일 RFID 포럼, 2005년 8

월

[ 3 ]  MRFS-5-02, “ 모바일 RFID Air Interface 프로

토 콜 표 준 적 합 성 시 험 규 격” , 모바일 RFID포럼,

200 5년 8월

[ 4 ]  모바일 RFID 단말 상호운용성 시 험 규 격(Draft),

200 5년 12월

시 험 인 증 기 술 동 향


